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AC Level High Input Terminal (1)
Input Calibration Measurement
Voltage Frequency Result Uncertainty
300 V 50 Hz 100.3 % 0.2 %
300 V 1 kHz 100.3 % 0.2 %
300 V 20 kHz 100.2 % 0.2 %
300 V 100 kHz 100.5 % 0.5 %
150 V 20 Hz 100.1 % 0.2 %
150 V 1 kHz 100.3 % 0.2 %
150 V 20 kHz 100.3 % 0.2 %
150 V 100 kHz 100.6 % 0.4 %
100 V 20 Hz 100.0 % 0.2 %
100 V 1 kHz 100.3 % 0.2 %
100 V 20 kHz 100.3 % 0.2 %
100 V 100 kHz 100.6 % 0.2 %
70V 20 Hz 99.9 % 0.2 %
70V 1 kHz 100.3 % 0.2 %
70V 20 kHz 100.2 % 0.2 %
70V 100 kHz 100.6 % 0.2 %
45V 20 Hz 100.1 % 0.2 %
45 V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
45V 20 kHz 100.2 % 0.2 %
45V 100 kHz 99.7 % 0.2 %
30V 20 Hz 100.0 % 0.2 %
30V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
30V 20 kHz 100.3 % 0.2 %
30V 100 kHz 99.9 % 0.2 %
15V 20 Hz 100.0 % 0.2 %
15V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
15V 20 kHz 100.2 % 0.2 %
15V 100 kHz 99.8 % 0.2 %
10V 20 Hz 100.1 % 0.2 %
10V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
10V 20 kHz 100.3 % 0.2 %
10V 100 kHz 99.4 % 0.2 %
7.0V 20 Hz 100.1 % 0.2 %
7.0V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
7.0V 20 kHz 100.3 % 0.2 %
7.0V 50 kHz 100.0 % 0.2 %
7.0V 100 kHz 99.6 % 0.2 %

Type of Service

: AC Voltage Measuring Equipment
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AC Level High Input Terminal (2)

Input Calibration Measurement

Voltage Frequency Result Uncertainty
4.5V 20 Hz 100.0 % 0.2 %
4.5V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
4.5V 20 kHz 100.2 % 0.2 %
4.5V 100 kHz 99.7 % 0.2 %
3.0V 20 Hz 100.2 % 0.2 %
3.0V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
3.0V 20 kHz 100.4 % 0.2 %
3.0V 100 kHz 100.6 % 0.2 %
1.5V 20 Hz 100.2 % 0.2 %
1.5V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
1.5V 20 kHz 100.4 % 0.2 %
1.5V 100 kHz 100.7 % 0.2 %
1.0V 20 Hz 100.2 % 0.2 %
1.0V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
1.0V 20 kHz 100.4 % 0.2 %
1.0V 100 kHz 100.7 % 0.2 %
700 mV 20 Hz 100.1 % 0.2 %
700 mV 1 kHz 100.4 % 0.2 %
700 mV 20 kHz 100.4 % 0.2 %
700 mV 50 kHz 100.4 % 0.2 %
700 mV 100 kHz 100.7 % 0.2 %
450 mV 20 Hz 100.2 % 0.2 %
450 mV 1 kHz 100.4 % 0.2 %
450 mV 20 kHz 100.4 % 0.2 %
450 mV 100 kHz 100.6 % 0.2 %
300 mV 20 Hz 100.0 % 0.2 %
300 mV 1 kHz 100.4 % 0.2 %
300 mV 20 kHz 100.4 % 0.2 %
300 mV 100 kHz 100.6 % 0.2 %
150 mV 20 Hz 100.0 % 0.2 %
150 mV 1 kHz 100.3 % 0.2 %
150 mV 20 kHz 100.3 % 0.2 %
150 mV 100 kHz 100.4 % 0.2 %
100 mV 20 Hz 100.0 % 0.2 %
100 mV 1 kHz 100.3 % 0.2 %
100 mV 20 kHz 100.3 % 0.2 %
100 mV 100 kHz 100.4 % 0.2 %
70 mV 20 Hz 100.0 % 0.2 %
70 mV 1 kHz 100.3 % 0.2 %
70 mV 20 kHz 100.3 % 0.2 %
70 mV 50 kHz 100.2 % 0.2 %
70 mV 100 kHz 100.6 % 0.2 %
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AC Level High Input Terminal (3)

Input Calibration Measurement
Voltage Frequency Result Uncertainty
7 mV 20 Hz 99.9 % 0.3 %

7 mV 1 kHz 100.4 % 0.3 %

7 mV 20 kHz 100.4 % 0.3 %

7 mV 50 kHz 99.7 % 0.3 %

7 mV 100 kHz 99.9 % 0.4 %

AC Level Low Input Terminal (1)

Input Calibration Measurement
Voltage Frequency Result Uncertainty
300 V 50 Hz 100.4 % 0.2 %
300 V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
300 V 20 kHz 100.4 % 0.2 %
300 V 100 kHz 100.8 % 0.5 %
150 V 20 Hz 100.2 % 0.2 %
150 V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
150 V 20 kHz 100.5 % 0.2 %
150 V 100 kHz 100.9 % 0.4 %
100 V 20 Hz 100. 2 % 0.2 %
100 V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
100 V 20 kHz 100.5 % 0.2 %
100 V 100 kHz 100.9 % 0.2 %
70 V 20 Hz 100.2 % 0.2 %
70V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
70 V 20 kHz 100.4 % 0.2 %
70 V 100 kHz 100.9 % 0.2 %
45V 20 Hz 100.2 % 0.2 %
45V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
45V 20 kHz 100.3 % 0.2 %
45V 100 kHz 100.0 % 0.2 %
30V 20 Hz 100.0 % 0.2 %
30V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
30V 20 kHz 100.4 % 0.2 %
30V 100 kHz 100. 2 % 0.2 %
15V 20 Hz 100.0 % 0.2 %
15V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
15V 20 kHz 100.3 % 0.2 %
15V 100 kHz 100.2 % 0.2 %

Type of Service : AC Voltage Measuring Equipment
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AC Level Low Input Terminal (2)
Input Calibration Measurement
Voltage Frequency Result Uncertainty
10V 20 Hz 100.0 % 0.2 %
10V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
10V 20 kHz 100.2 % 0.2 %
10V 100 kHz 99.5 % 0.2 %
7.0V 20 Hz 100.0 % 0.2 %
7.0V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
7.0V 20 kHz 100.2 % 0.2 %
7.0V 100 kHz 99.7 % 0.2 %
4.5V 20 Hz 100.0 % 0.2 %
4.5V 1 kHz 100.3 % 0.2 %
4.5V 20 kHz 100.2 % 0.2 %
4.5V 100 kHz 99.7 % 0.2 %
3.0V 20 Hz 100.2 % 0.2 %
3.0V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
3.0V 20 kHz 100.4 % 0.2 %
3.0V 100 kHz 100.6 % 0.2 %
1.5V 20 Hz 100.2 % 0.2 %
1.5V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
1.5V 20 kHz 100.4 % 0.2 %
1.5V 100 kHz 100.7 % 0.2 %
1.0V 20 Hz 100.2 % 0.2 %
1.0V 1 kHz 100.4 % 0.2 %
1.0V 20 kHz 100.4 % 0.2 %
1.0V 100 kHz 100.7 % 0.2 %
700 mV 20 Hz 100.0 % 0.2 %
700 mV 1 kHz 100.3 % 0.2 %
700 mV 20 kHz 100.3 % 0.2 %
700 mV 100 kHz 100.7 % 0.2 %
450 mV 20 Hz 100.2 % 0.2 %
450 mV 1 kHz 100.4 % 0.2 %
450 mV 20 kHz 100.4 % 0.2 %
450 mV 100 kHz 100.7 % 0.2 %
300 mV 20 Hz 100.0 % 0.2 %
300 mV 1 kHz 100.4 % 0.2 %
300 mV 20 kHz 100.4 % 0.2 %
300 mV 100 kHz 100.6 % 0.2 %
150 mV 20 Hz 100.1 % 0.2 %
150 mV 1 kHz 100.3 % 0.2 %
150 mV 20 kHz 100.3 % 0.2 %
150 mV 100 kHz 100.5 % 0.2 %
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AC Level Low Input Terminal (3)

Input
Voltage Frequ
100 mV 20
100 mV 1
100 mV 20
100 mV 100
70 mV 20
70 mV 1
70 mV 20
70 mV 100
7 mV 20
7 mV 1
7 mV 20
7 mV 100

DC Level High Input Terminal

Input
Voltage

300 V
30

0
0.0
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Type of Service :

DC Level Low Input Terminal

Input
Voltage

300 V
30

0
0.0
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Type of Service :

®OIE REOR
Calibration
ency Result
Hz 100.0 %
kHz 100.3 %
kHz 100.3 %
kHz 100.5 %
Hz 100.0 %
kHz 100.3 %
kHz 100.3 %
kHz 100.6 %
Hz 99.9 %
kHz 100.4 %
kHz 100.4 %
kHz 99.9 %
Calibration
Result
300.5 V
30.10 V
3.010 V
0.602 V
0.060 V

Calibration
Result
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Measurement
Uncertainty
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Measurement
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DC voltage Measuring Equipment

Measurement
Uncertainty

DC voltage Measuring Equipment
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Source Frequency

Setting
Frequency

200 Hz

2 kHz
20 kHz
100 kHz

® IE R

Calibration Measurement
Result Uncertainty
200. 1 Hz 0.1 Hz

2001 Hz 1 Hz
20013 Hz 1 Hz
100069 Hz 4 Hz

Type of Service : Frequency Generator

Measurement Frequency

Input
Frequency

99.9 kHz

150 kHz
99.9 kHz

Type of Service

Calibration Measurement

Voltage Result Uncertainty
5 mV 99899 Hz 1 Hz
5 mV 150000 Hz 1 Hz
50 mV 99900 Hz 1 Hz

. Frequency Counter
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